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Czas realizacji

Do 3 miesiecy

Podmiot
odpowiedzialny

tukasiewicz-IMIF

Nazwa ustugi

Analiza SEM, EDS, XRD oraz profilografia materiatéw i komponentéw dla
systemow loT.

Opis ustugi

W ramach ustugi realizowane bedg (w zaleznosci od potrzeby
przedsiebiorcy): analiza SEM, XRD, EDS oraz analiza profilograficzna
dostarczonych komponentéw wraz z interpretacjg w zakresie okreslonym
podczas wstepnych ustalen z Klientem. Posiadany przez t-IMiF, Oddziat w
Krakowie mikroskop Thermo Scientific Quattro ESEM taczy wszechstronng
wydajnos¢ w obrazowaniu i analizie z unikalnym trybem s$rodowiskowym
(ESEM), ktéry umozliwia badanie prébek w ich naturalnym stanie. Quattro
ESEM posiada dziato emisji polowej (FEG), ktdre zapewnia doskonata
rozdzielczo$¢ rzedu 1 nm, a mozliwe do zastosowania trzy tryby prozni
(wysoka prézinia, niska prdéinia i ESEM) zapewniajg elastycznosc¢
umozliwiajgcg obstuge najszerszego zakresu probek sposrdd wszystkich
dostepnych SEM, w tym réwniez tych, ktére ulegaja odgazowaniu lub w inny
sposéb nie sg kompatybilne z wysoka prdznia. Tryb srodowiskowy ESEM
umozliwia badanie materiatéw w réznych warunkach, takich jak wilgotne,
gorace lub reaktywne srodowisko. Urzgdzenie umozliwia przeprowadzanie
eksperymentdw chtodzenia i ogrzewania zaréwno w wysokiej, jak i niskiej
prézni, co pozwala na zaspokojenie najszerszego zakresu potrzeb. Za
pomocg mikroskopii SEM mozna wykonywaé obrazowanie topografii oraz
struktury réznego rodzaju prébek, a posiadany detektor EDS umozliwia
analize sktadu chemicznego i fazowego struktur przypowierzchniowych.
Analiza sktadu pierwiastkowego oraz mikrostruktury moze zostac
wzbogacona przez zaawansowane metody analizy rentgenograficznej:
rentgenowsky analize fazowg, jakosciowg oraz ilosciowg (materiaty
polikrystaliczne, monokrysztaty, ciata amorficzne), dyfrakcyjne wyznaczanie
naprezen wewnetrznych oraz powierzchniowych oraz dyfrakcyjng analize
grubosci warstw i powtok z uzyciem profesjonalnego dyfraktometru Bruker
D8 Advance Eco. Badania mogg zostac¢ poszerzone o analize chropowatosci
powierzchni (z uzyciem nowoczesnego profilografu optycznego KEYENCE
VR-6200 do kontroli i obrazowania 3D struktur).

Odbiorca

Ustuga jest dedykowana dla przedsiebiorcy branzy produkcyjnej i/lub
energetycznej o dowolnej dojrzatosci organizacyjnej, ktéry chciatby
poszerzy¢ wiedze na temat mikrostruktury wytwarzanych przez siebie
materiatdw oraz komponentdw. Potencjalnym Klientem jest kazdy kto
pragnie poznac blizej strukture topografii swojego materiatu.

Minimalne
wymagania do
Swiadczenia

ustugi

Dysponowanie materiatem przeznaczonym do analizy,
informacje na temat sktadu materiatu.
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